( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Kessler QMP GmbH
Nisterberger Weg 16, 57520 Friedewald

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erflillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgréRen
Lange
— ParallelendmaBe
— Durchmesser?
— Formabweichung
— Langenmessmittel
— Langenmessgerite
— Ebenheit?
— Geradheit

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 28
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01 Akkreditierungsstelle

— StrichmaRe, Abstdnde

— Gewinde®

— VerzahnungsmessgrofRen
Koordinatenmesstechnik

— Anwendung Koordinatenmessgerate
— Koordinatenmessgerite ©

Winkel

— Winkelnormale

— Neigungsmessgerate

Elektrische MessgrofRen
Gleichstrom- und NiederfrequenzmessgréRen
— Gleichspannung®
— Wechselspannung ?

— Gleichstromstirke ?

— Wechselstromstirke °)

— Gleichstromwiderstand ®
— Elektrische Leistung ?
Zeit und Frequenz

— Frequenz und Drehzahl

—  Zeitintervall

Hochfrequenz- und StrahlungsmessgrofRen
Hochfrequenzmessgroflen
— OszilloskopmessgroRen
— Anstiegszeit
— Bandbreite ?

2 auch Vor-Ort-Kalibrierung
b auch Kalibrierungen im mobilen Laboratorium
° nur Vor-Ort-Kalibrierung

Fir die mit * gekennzeichneten MessgroBen/Kalibriergegenstinde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 2 von 28



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

DAKKS

(

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Lange
ParallelendmaRe * 0,5mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Fir das Mittenmal: [ = Lange des Males

aus Stahl nach
DIN EN ISO 3650:1999

Parallelendmale *
aus Keramik nach
DIN EN ISO 3650:1999

Parallelendmale *
aus Wolframkarbid nach
DIN EN ISO 3650:1999

in den Nennmallen
der Normale aus Stahl

Blatt 3.1:2004

Messung der Abweichung des
MittenmaRes /. vom NennmaR
In durch Unterschiedsmessung
Messung der Abweichungen f,
und fu vom MittenmaR durch
5-Punkte-Unter-
schiedsmessung

Far die kleinsten Messun-
sicherheiten sind Anschieb-
barkeit und Anschubmerk-
male beider Messflachen des
Kalibriergegenstandes mit
einer geeigneten
Planglasplatte zu priifen

0,08 um+0,8-10°-1

Fir die Abweichungen
fo und fu vom MittenmaR:
0,05 um

Fir das Mittenmal3:
0,1um+1,1-106-/

Fir die Abweichungen
fo und fu vom MittenmaR:
0,07 um

Fir das Mittenmal3:
0,1um+3,3-106-/

Fir die Abweichungen
fo und fu vom MittenmaR:
0,07 um

Einstelldorne * 1mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 d = gemessener
Durchmesser Blatt 4.1:2006, Durchmesser
Option 1, Option 2 0,4um+4-10%-d
Option 3, Option 4 0,8um+3-10%-d
Rundheitsabweichung bis 40 um | VDI/VDE/DGQ 2618 0,3um+2,5 102- RONt
Geradheitsabweichung bis 40 um Blatt 4.1:2006 0,4 um+2,5 102-STRt
Parallelitatsabweichung bis 40 um 0,7um+2,5 102- PARt
Einstellringe * 2mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618
Durchmesser Blatt 4.1:2006
Option 1, Option 2 0,6 um+3-10%-d
Option 3, Option 4 0,8um+3-10°-d
Rundheitsabweichung bis 40 um | VDI/VDE/DGQ 2618 0,3um+2,5 102- RONt
Geradheitsabweichung bis 40 um Blatt 4.1:2006 0,4um+2,5 102-STRt
Parallelitatsabweichung bis 40 um 0,7um+2,5 102- PARt
Rundheitsabweichung bis 40 um | TK 40:2020-01 0,3um+2,5 102- RONt
Geradheitsabweichung bis 40 um 0,4um+2,5 102-STRt
Parallelitatsabweichung bis 40 um 0,7um+2,5 102- PARt
Prufstifte / Gewinde- VDI/VDE/DGQ 2618
prufstifte * Blatt 4.2:2007,
Durchmesser 1 mm bis 50 mm | Option 1, Option 2 0,6 um
0,17 mm bis 50 mm | Option 3 0,8 um
Rundheitsabweichung bis 40 um | VDI/VDE/DGQ 2618 0,3um+2,5 102- RONt
Geradheitsabweichung bis 40 um Blatt 4.1:2006 0,4 um+2,5 102-STRt
1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 3 von 28



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

DAKKS

(

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Kegellehren * VDI/VDE/DGQ 2618 Die Messunsicherheit
Kegellehrdorn und Blatt 4.12:2007, wird durch eine
Kegellehrhiilse Option 1 und 2 Messunsicherheitsbilanz
Durchmesser 1 mm bis 200 mm auf Basis der Richtlinie
VDI/VDE 2617 Blatt
11:2011 ermittelt.
Sie ist aufgaben-
spezifisch und wird fiir
eine Uberdeckungs-
wahrscheinlichkeit von
95 % angegeben (Erwei-
terungsfaktor k = 2).
Beispielhafte Mess-
unsicherheit fir eine
Messaufgabe:
Kegellehrdorn mit 61 mm
Abstand der Messhéhen
und 2 mm Abstand der
letzten Messebene zur
Auswerteebene
Durchdringungsradius U=0,42 um
Winkelabweichung bis 5 (90 mm/I)” Angabe von /in mm
Rundheitsabweichung bis 40 um 0,5 um
Geradheitsabweichung bis 40 um 0,5 um
Rachenlehren * 5mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/ [ = gemessene Linge
Blatt 4.7:2005
Flachlineale * bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618
Ebenheitsabweichung Blatt 5.1:2013 1,1um+1,6-10%-/
Parallelitatsabweichung 2,2um+3,2-10%-]
Haarlineale * bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,1um+1,6-106-1
Blatt 5.2:2013
Prifplatten * bis 50 um | VDI/VDE/DGQ 2618 1,1um+2,7-106-1 [ = gemessene Ldnge
Ebenheitsabweichung Blatt 6.2:2014 Mit Neigungsmess-
bis 8 m Kantenldange gerat
Stahlwinkel * VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 [ = gemessene Linge
Ebenheitsabweichung bis 1000 mm | Blatt 7.1:2019 1,1um+1,6-10%-/
Rechtwinkligkeits-
abweichung 3,1um+5-106-]
Zentrierwinkel bis 1000 mm | TK 90:2021-09 [ = gemessene Lange
Ebenheitsabweichung 1,1pm+1,6-10%-/
Winkelabweichung 3,1um+5-106-]
Winkelmesser * 0° bis 360° | VDI/VDE/DGQ 2618

Ebenheitsabweichung

Parallelitatsabweichung

Blatt 7.2:2008

5 um

5 um

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

(

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Winkel * VDI/VDE/DGQ 2618
Skalenteilungswert 5 0° bis 360° | Blatt 7.2:2008 4!
Skalenteilungswert 1° 0° bis 180° 24'
Messschieber fiir AuRen-, Omm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30 um+30-106-/ [ = gemessene Linge
Innen- und Tiefenmale * >300 mm bis 1500 mm Blatt 9.1:2006 50 pm + 301061
>1500 mm bis 3000 mm 70 um +30-10°6-/
Tiefenmessschieber * Omm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30 um+30-106-/
>300 mm bis 1500 mm | Blatt 9.2:2006 50 um +30 - 10 - /
Hohenmessschieber * Omm bis 600 mm | VDI/VDE/DGQ 2618
mit Skalenanzeige Blatt 9.3:2006 30 um+30-106-/
mit Ziffernanzeige 20um +30-10%6-/
Blgelmessschrauben * Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%-] [ = Messbereichs-
Blatt 10.1:2001 endwert
>100 mm bis 500 mm 4um+10-106-/
Blgelmessschrauben >500 mm bis 1000 mm | TK 2:2020-02 5um+10-10°-/
>1000 mm bis 1500 mm 6 um+10-10°-/
EinstellmaRe fur 25mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+5-106-/
Blgelmessschrauben * >500mm bis 1500 mm Blatt 4.4:2009 3um+5- 106/
Blgelmessschrauben mit Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%-]
auswe.chs.felbaren >100mm bis 300 mm | Blatt 10.2:2010 5um +10- 105/
Messeinsatzen *
Feinzeiger- Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/
messschraube * Blatt 10.3:2002
Einbaumessschrauben * 0mm bis 50 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-] [ = gemessene Linge
Blatt 10.4:2008
Tiefenmessschrauben * Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-]
>100 mm bis 500 mm | Blatt 10.5:2010 4um+10-10%- [
Innenmessschrauben 25mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/ [ = gemessene Linge
mit Z-Punkt-BerUhrung * >100 mm bis 500 mm Blatt 10.7:2010 4 pm + 10 - 10.6 .l
>500 mm bis 1000 mm 5um+10-10°-/
>1000 mm bis 1500 mm 6 um+10-10°%-]
Verlangerung fur 25mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+5-106-/
InnenmesssEhrauben Mit] S co0mm bis 1500 mm | Blatt 10.7:2010 3,5um+5- 106/
2-Punkt-Beriihrung *
Innenmessschrauben 3mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 4um+10-10%-d d = gemessener
mit 3-Linien-Beriihrung * Blatt 10.8:2002 Durchmesser
Innenschnellmessgerate 3mm bis 200 mm | TK 57:2021-02 2um+10-10%-d
Messuhren * bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 [ = gemessene Linge
Skalenteilungswert Blatt 11.1:2021 3um+10-10°-/
>1um
Skalenteilungswert 2um+10-10°-]
<lum

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023

Gultig ab:
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Feinzeiger * bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,1um
Blatt 11.2:2002
Fuhlhebelmessgerate * bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,2 um
Blatt 11.3:2002
Messuhren * bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-/
mit Ziffernanzeige Blatt 11.4:2020
Hebelmessgerate Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 6 um
(Schnelltaster) fir Blatt 12.1:2005
AuRenmessung *
Dickenmessgerate * VDI/VDE/DGQ 2618 [ = gemessene Linge
Skalenteilungswert 0mm bis 30 mm | Blatt 12.1:2005 1,3 um+10-10°-/
1pum
Skalenteilungswert 6 um+10-106-/
10 pm
Hebelmessgerate 2,5mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 6 um
(Schnelltaster) fur Blatt 13.1:2005
Innenmessung *
Innenmessgerate mit 1 mm bis 800 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,8 um Messweg bis 3 mm
2-Punkt-Beriihrung * Blatt 13.2:2005
Form I —1ll
Elektrische Messtaster 0mm bis 10 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,4 um
und Anzeigegerat * Blatt 14.1:2010
Flhlerlehren 10 um bis 2 mm | TK 19:2021-02 1um
BandmaRe,
UmfangsbandmaRe Om bis 100 m | TK 85:2020-01 56 um +46- 106/ [ = gemessene Lange
MaRstabe O0m bis 5m | TK 85:2020-01 56 um +46- 106/ Stahl-, Pruf-, Glieder-
und Arbeitsmalstabe,
Lineale
DurchmesserbandmaRe Om bis 10 m | TK 85:2020-01 56 um +46 - 106/ [ = gemessene Linge
EinstellmaRe fur
vertikale bis 20 mm | TK 89:2020-01 0,5 um
Langenmessgerate
vertikale Lingenmess- O0mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,0um+1,4-10%-/ bis 1000 mm
gerate * Blatt 16.1:2009 Flhrungslange
Geradheits- und Recht- bis 40 um 3um [ = gemessene Lange
winkligkeitsabweichung
Horizontale 0mm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,12 um + 0,07 - 10 -] | Mit einem
Langenmessgerate * Blatt 17.1:2015 Laserinterferometer
[ = gemessene Linge
0mm bis 200 mm 0,12 um + 0,6 - 106+ | Mit ParallelendmaRen

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023

Gultig ab:
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gewindelehren *
eingangige zylindrische
AuRen- und Innengewin-
de mit geradlinigen
Flanken, symmetrischem
Profil und Nennprofil-
winkel 55° bis 60°
AuBengewinde Nenndurchmesser: VDI/VDE/DGQ 2618
mit Nennsteigung 2mm bis 200 mm Blatt 4.8:2006 (Option 1) 2,8um+10-10°-d d = Nenndurchmesser
0,25 mm bis 5,5 mm Dreidrahtmethode
Einfacher Flanken- (senkrecht zur Gewindeachse)
durchmesser
Innengewinde Nenndurchmesser: VDI/VDE/DGQ 2618
mit Nennsteigung 4mm  bis 200 mm | Blatt 4.9:2006 (Option 1) 2,8 um+10-10%-d
0,7 mm bis 6,0 mm Zweikugelmethode ’
Einfacher Flanken- (senkrecht zur Gewindeachse)
durchmesser
Winkelnormale 90° Schenkelldnge: TK 16:2021-05 2,4 pm Winkelnormale aus
) ) Hartgestein nach
40 mm  bis 1000 mm | punktweise Messung DIN 875-2:2008
Neigungsmessgerate +20 mm/m TK 56:2021-05 2,4um+10-10%-a o = Nennwinkel
elektronllsch und +50 mm/m 21 um/m
mechanisch
2,866° bis 45° 0,01°
+90° 2,3 um/m
Nullpunktabweichung
horizontal 1,5 um/m
Priifkugel- bis 60 mm | TK 84:2021-08 2 um
Zugvorrichtung
Sattelkupplung- / bis 120 mm | TK 83:2021-08 8 um
Zugsattelzapfenlehre
Zugosen-Anhdnger-
Kupplungsbolzenlehre
Schichtdickenmessgerate bis 20 mm | TK 91:2021-07 0,7 um + 180 - 10¢ -] [ = gemessene Linge
Kalibrierfolie bis 20 mm | TK 70:2021-07 0,8 um +130-10°¢-/
Blgelmessschrauben 0mm bis 100 mm | TK 2:2021-02 5um+10-10%-d d =gemessener
nach Durchmesser
DIN 863-3 Form D10

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 7 von 28



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

(

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Verzahnungsmessgrofien VDI/VDE 2612-1:2018 Innen- und
Profilabweichung * Substitutionsmessung auf AuBenverzahnung
Fo 10mm <d»< 55mm | €inem3D- 1,6 um Symbole nach:
Sra Lo < 4 mm | Koordinatenmessgerat 0,6 um I1SO 1328-1:2013
fita Korrektion von F und fia 1,4 um
Fq 100 mm <dp< 150 mm durch Vergleich gegen_ 1,6 um
Verzahnungsnormal mit
fia Le< 24 mm 0,6 um
dp=29,88 mm
Sra 1,4 ym
Lo=4mm
bzw. mit
db=122,192 mm
Lo=24 mm
Fa 10mm <dp< 150 mm | VDI/VDE 2612-1:2018 2,7 um
Jra Ls< 24 mm | Messung auf einem 3D- 1,0 um
Jfia Koordinatenmessgerat ohne 1,7 um
Korrektion, Riickfihrung
durch Kontrollmessungen des
Evolventennormals mit
dp=29,88 mm
Lo=4mm
bzw. mit
dp=122,192 mm
Lo =24 mm
Fa 10mm <dp< 500 mm | VDI/VDE 2612-1:2018 3,4 um
S La< 50 mm | Messung auf einem 3D- 1,0 um
[Ha Koordinatenmessgerat ohne 3,3um

Korrektion, Riickfihrung
durch Kontrollmessungen des
Evolventennormals mit
dp=129,88 mm

Ly=4mm

bzw. mit

dp=122,192 mm

Lo=24 mm

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

(

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Flankenlinien- VDI/VDE 2612-1:2018 Innen- und
abweichung * Substitutionsmessung auf AuRenverzahnung
Fp 10mm <d< 55mm | €inem3D- 1,5 um Symbole nach:
fip Lp<  40mm Koordinatenmessgerat 0,7 um 1SO 1328-1:2013
fip 0° <p< e | Korrektion von Fp und fup 1,3 um
durch Vergleich gegen
Fp 100mm <d< 150 mm Verzahnungsnormal 1,5 um
— Lg=30mm 4
Fp 100 mm <d< 150 mm | f=0° 1,6 mm
fip Lps 64 mm | pow. mit 0,7 mm
Jiap 10° <f< 20° | 7= 104 mm 1,4 mm
Fp 100 mm <d< 150 mm | Lp=64 mm 1,9 um
fip L  40mm |p=0° 0,7 um
Jap 25° <f< 35° | =15"r+l 1,7 um
£ =30°r+l
Fp 10mm <d< 150 mm | VDI/VDE 2612-1:2018 2,8 um
S Lp< 40 mm | Messung auf einem 3D- 1,0 um
Jup 0° <ps< 10° | Koordinatenmessgerit ohne 2,6 pm
Fp 100mm <d< 150 mm Korrektion, Riickfihrung 2,8 um
fs Lp< 64 mm | durch Kontrollmessungen des 1,0 um
fip 5° <f< 10° | Flankenliniennormals mit 2,6 um
Fp 100 mm <d< 150 mm Zﬁ_j;ésmmmm 2,8 um
Ji Lgs  64mm |, 1,0 um
Sfup 20° << 25° = ) 2,6 um
bzw. mit
Fp 100 mm <d< 150 mm d =104 mm 3,6 um
Ni/] Lp< 64 mm Ls=64mm 1,0 um
Sup 35° << 45°| g g° 3,4 um
S =15°r+l
£ =30°r+
Fp 10mm <d< 500 mm | VDI/VDE 2612-1:2018 3,4 um
i Lg< 200 mm | Messung auf einem 3D- 1,0 pm
Juap p= 0° | Koordinatenmessgerat ohne 3,2um
Fp 10mm <d< 500 mm Korrektion, Riickfihrung 3,9 um
fis Lp< 200 mm durch Kontrollmessungen des 1,0 um
fip 0° <p< 35° | Flankenliniennormals mit 3,7 um
d=34,5mm
Fp 10mm £d< 500 mm 4,3 um
Lg=30 mm
fi Lg< 200 mm p=0° 1,0 um
Sup 35° << 45° ] 4,2 ym
bzw. mit
d =104 mm
Lp=64 mm
p=0
S =15°r+l
L =30°r+l

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

(

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Teilungsabweichung * VDI/VDE 2613:2003 Innen und
Fy 10mm <d< 500 mm | Messung nach 1,0 um AuBenverzahnung
£ B= 0° ,Rosettenverfahren” auf 0,9 um Symbole nach I1SO
Fy mn> 0,5 mm | €inem 3D- 1.1 um 1328-1:2013
Koordinatenmessgerat
Fp 10mm <d< 500 mm | VDI/VDE 2613:2003 5,1 um
Jo B= 0° | Messung auf einem 3D- 2,2 um
Fx mn>  0,5mm | Koordinatenmessgerit ohne 5,2 um
Korrektion, Riickfihrung
durch Kontrollmessungen des
Teilungsnormals mit
d=67mm
mp=1mm
Mal Gber Messkreis * DIN 21773:2014 Innen und
Max 10 mm € Mak € 150 mm | Messung des Mak auf einem 1,4um+11-106.; |AuBenverzahnung
B= 0° | Ldngenkomparator gegen Symbole nach ISO
mn> 0,5 mm | rickgefiihrte Einstellnormale 1328-1:2013

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

MessgréRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit *

Bemerkungen

Koordinatenmesstechnik

Prismatische, kegel- und
kugelformige Werkstiicke

Koordinatenmessgerat mit
einem kalibrierten Mess-
volumen von:

X=1200 mm
Y =1000 mm
Z=700mm

TK 55:2020-02

Taktile Messung in Form von

Einzelpunktantastungen mit

einem Koordinatenmessgerat

und Bestimmung von Regel-
geometrien, die durch
geometrische Parameter
bestimmt sind (Einzelpunkte,

Geraden, Ebenen, Kreise,

Kugeln, Zylinder, Tori), mit der

Auswertesoftware des KMGs.

Die Einzelpunktantastung

erfolgt mit fester,

vorgegebener Messkraft.

Einzelpunktantastungen als

,selbstzentrierende

Antastungen” werden im

Rahmen der Akkreditierung

nicht verwendet.

Far die Sicherstellung der

Rickfuhrbarkeit wird die

Kalibrierung eines ver-

gleichbaren Normals

durchgefihrt.

Daruber hinaus sind folgende

Einschrankungen zu beachten:

- Messpunkte missen
gleichmaRig Gber
Formelemente verteilt
werden kdnnen;

- Die Kalibrierwerte kénnen
mit einem Mehrlagen-
verfahren durch Mittel-
wertbildung bestimmt
werden, um die Mess-
unsicherheit zu verringern.

Die Messunsicherheit
wird ermittelt durch eine
Messunsicherheitsbilanz
auf Basis der Richtlinie
VDI/VDE 2617

Blatt 11:2011. Sie ist auf-
gabenspezifisch und wird
fiir eine Uberdeckungs-
wahrscheinlichkeit von
95 % angegeben (Erwei-
terungsfaktor k = 2)
Beispielhafte
Messunsicherheit fur eine
Messaufgabe:
ParallelendmalR mit
Nennmal} von 1000 mm,
ermittelt wurde die
erweiterte
Messunsicherheit des
Prifmerkmals ,,Abstand“:

U=4,8 um

Die ermittelte Messun-
sicherheit kann sich
von der beispielhaft
angegebenen
Unsicherheit deutlich
unterscheiden.

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

10.07.2023
10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

MessgréRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit *

Bemerkungen

Radienlehren

1 mm bis 2500 mm

TK 86:2020-01

Die Messunsicherheit wird|
ermittelt durch eine
Messunsicherheitsbilanz
auf Basis der VDI/VDE
2617 Blatt 11:2011. Sie ist
aufgabenspezifisch und
wird fiir eine Uber-
deckungswahrscheinlich-
keit von 95 % angegeben
(Erweiterungsfaktor
k=2).

Messunsicherheit fur
eine Messaufgabe:
Radius mit NennmaR

von 4 mm und 70°
Kreissegment:

U=10pum

Kalibrierung von
Regelgeometrien an
Pruf- und Einstell-
normalen mit
Betriebsmitteln

TK 88:2020-11

Omm bis 2000 mm 38 um +26-10°%-/ Messschieber,
Hoéhenmessschieber
0mm bis 50 mm 4,9um+2-10%.] Bligelmessschrauben
Omm bis 1500 mm 0,2um+4-10°-/ Horizontale und
vertikale
Langenmessgerate
15mm bis 150 mm 2,5um+2,7-10°%-] Innen-Feinmessgerate
0° bis 360° 0,08° Universalwinkelmesser,
Winkelmesser
Gleichstrom und
Niederfrequenz
Gleichspannung 1mV bis <330mV 2,0uV+35-10%- U | U= Messwert
Messgerate 0,33V bis <3,3V 3,0uvV+16-10%- U
3,3V bis <33V 24V +18-10°-U
33V bis <330V 0,2mV+24-10%-U
330V bis <1000V 1,7mV+24-10¢-U
Gleichspannung 10 mV bis 120 mV 2,0uv+12-10°-U
Quellen >0,12V bis 1,2V 20uvV+10-10%-U
>1,2V bis 12V 2,5uv+10-10%-U
>12V bis 120V 35uV+14-10%- U
>120V bis 1050 v 0,1mV+22-10%-U

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselspannung 1mV bis <33mV 10Hz  bis 45 Hz 8uV+1,0-103-U | U= Messwert
Messgerate >45Hz  bis 10 kHz 8uv+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 8uV+0,25-103-U
>20kHz bis 50 kHz Suv+1,3-103-U
>50kHz bis 100 kHz 15uv+4,2-103-U
>100kHz bis 500 kHz 60uV+10-103-U
33mV bis <330mV 10Hz bis 45 Hz 10uv+0,4-103-U
>45Hz  bis 10 kHz 10uvV+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 10uv+0,2-103-U
>20kHz bis 50 kHz 10uv+0,43-103-U
>50kHz bis 100 kHz 40 uvV +0,95-103-U
>100 kHz  bis 500 kHz 85uV+25-103-U
0,33V bis <33V 10Hz bis 45 Hz 60uvV+0,4-103-U
>45Hz bis 10 kHz 75uV+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 75uV +0,24-103-U
>20kHz bis 50 kHz 60uV+0,35-103- U
>50kHz bis 100 kHz | 0,15mV +0,85-103-U
>100 kHz  bis 500 kHz 0,7mV+3-103-U
3,3V bis <33V 10Hz bis 45Hz | 0,75mV+0,38-103-U
>45Hz bis 10 kHz 0,7mV+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 0,7mV+0,29-103-U
>20kHz bis 50 kHz 0,7mV+0,42-103-U
>50kHz bis 100 kHz 1,9mV+1,1-103-U
33V bis <330V 10Hz bis 45 Hz 2,AmV+0,24-103-U
>45Hz  bis 10 kHz 7mV+0,25-103-U
>10kHz bis 20 kHz 7mV+0,31-103-U
>20kHz bis 50 kHz 7mV+0,37-103-U
>50kHz bis 100 kHz 58mV+24-103-U
330V bis <1000V 45Hz  bis 1 kHz 13mV+0,35-103- U
>1kHz bis 5 kHz 13mV+0,30-103-U
>5kHz  bis 10 kHz 13mV+0,35-103-U
Wechselspannung 10 mV bis 120 mV 10Hz  bis 40 Hz 25uV+0,11-103-U
Quellen >40Hz bis 1 kHz 20V +0,11-103-U
>1kHz bis 20 kHz 20V +0,19-103-U
>20kHz bis 50 kHz 20UV +0,38-103- U
>50kHz bis 100 kHz 20UV +1-103-U
>100kHz bis 300 kHz 20UV +4,2-103-U
>0,12V bis 1,2V 10Hz bis 40 Hz 60uV+0,10-103-U
>40Hz bis 1 kHz 40V +0,10-103-U
>1kHz bis 20 kHz 40 uv +0,18-103-U
>20kHz bis 50 kHz 40 uv +0,37-103-U
>50kHz bis 100 kHz 40V +1,15-103-U
>100kHz bis 300 kHz 0,15mV+4-103-U
>300kHz bis 1 MHz 0,15mV+17-103-U

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselspannung >1,2V bis 12V 10Hz  bis 40 Hz 0,6 mV+90-10%- U | U=Messwert
Quellen >40Hz bis 1 kHz 0,3mV+88-10%-U
>1kHz bis 20 kHz 0,3mV+0,17-103-U
>20kHz bis 50 kHz 0,3mV+0,36-103-U
>50kHz bis 100 kHz 0,3mV+1,1-103-U
>100kHz bis 300 kHz 1,5mV+3,8-103-U
>300kHz bis 1 MHz 1,5mV+15-103-U
>12V bis 120V 10Hz bis 40 Hz 6mV+0,25-103-U
>40Hz bis 1 kHz 3mV+0,25-103-U
>1kHz bis 20 kHz 3mV+0,25-103-U
>20kHz bis 50 kHz 3mV+0,45-103-U
>50kHz bis 100 kHz 3mV+1,6-103-U
>120V bis 700V 10Hz  bis 40 Hz 60mV+0,5-103-U
>40Hz bis 1 kHz 30mV+0,5-103-U
>1kHz bis 20 kHz 30mV+0,75-103- U
>20kHz bis 50 kHz 30mV+1,6-103-U
Gleichstromstarke 10 uA bis <330 pA 0,1 A +0,22-103 -1 |I=Messwert
Messgerate 0,33 mA bis <3,3mA 0,1uA+0,15-103-7
3,3 mA bis <33 mA 0,3uA+0,15-103 -7
33mA bis <330mA 3uA+0,15-103-1
0,33 A bis <1,1A 50uA+0,24-103-71
1,1A bis <3A 50uA+0,45-103-71
3 A bis <11A 0,6 mMA+0,60-103-7
11 A bis <20,5A 1,8mA+1,3-103-7
Gleichstromstarke 10 pA bis 120 pA 1nA+24-10%-1
Quellen >0,12 mA bis 1,2 mA 6nA+24-10%-]1
>1,2mA bis 12 mA 60nA+24-106-1
>12 mA bis 120 mA 0,6 MA+42-10°-]
>0,12 A bis 1,05 A 60 uA+0,12-103-71
>1,05A bis 20A 0,3mA+18-10°%-1 | mit Shunt 10 mQ
Gleichstromstarke 0,1A bis <20A 2mA+2-103-71
Strommesszangen 20A bis <150A 0,2A+5-103-] | mit Spule 50 Wdg.
150 A bis 1000 A 0,5A+5-103-7T
Wechselstromstarke 30A bis <330 pA 10Hz bis 20 Hz 0,3uA+2,4-103-1
Messgerate >20Hz bis 45 Hz 0,3puA+1,8-103-7
>45Hz bis 1 kHz 0,3uA+1,5-103-1
>1kHz bis 5 kHz 0,3uA+3,6-103-1
>5kHz  bis 10 kHz 0,4uA+9,5-103-7
0,33mA bis <3,3mA 10Hz bis 20 Hz 0,3puA+2,4-103-1
>20Hz bis 45 Hz 0,3uA+1,5-103-1
>45Hz bis 1 kHz 0,3puA+1,2-103-7
>1kHz bis 5 kHz 0,4puA+2,5-103-1
>5kHz bis 10 kHz 0,5uA+6,1-103-1

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023

Gultig ab:
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselstromstarke 3,3 mA bis <33mA 10Hz  bis 20 Hz 2,5uA+2,1-103-] | I=Messwert

Messgerate >20Hz bis 45 Hz 25puA+1,2-103-71
>45Hz  bis 1 kHz 2,5uA+0,5-103-71
>1kHz bis 5 kHz 25uA+1,1-103-71
>5kHz bis 10 kHz 3,8 uA+2,6-103-1
33mA bis <330mA 10Hz bis 20 Hz 25pA+2,1-103-1
>20Hz bis 45 Hz 25puA+1,2-103-7
>45Hz bis 1 kHz 25puA+0,5-103-7
>1kHz bis 5 kHz 60 A +1,3-103-1
>5kHz  bis 10 kHz 0,13mA+2,8-103-1
0,33 A bis <1,1A 10Hz  bis 45 Hz 0,13mA+2,2-103-1
>45Hz  bis 1 kHz 0,13mA+0,6-103-1
>1kHz bis 5 kHz 1,2mA+7-103-1
>5kHz bis 10 kHz 59mA+30-103-7
1,1A bis <3A 10Hz  bis 45 Hz 0,13mA+2,2-103-1
>45Hz  bis 1 kHz 0,13mA+0,7-103-1
>1kHz bis 5 kHz 1,2mA+7-103-71
>5kHz bis 10 kHz 59mA+30-103-7
3 A bis <11A 45Hz  bis 100 Hz 2,4mA+0,73-103-1
>100Hz bis 1 kHz 24mA+13-103-7
>1kHz bis 5 kHz 2,4mA+35-103-71
11 A bis <20,5A 45Hz  bis 100 Hz 6mA+1,6-103-7
>100Hz bis 1 kHz 6mA+18-103-7
>1kHz bis 5 kHz 6mA+35-103-71
Wechselstromstarke 10 A bis 120 pA 10Hz  bis 20 Hz 50nA+4,9-103-1
Quellen >20Hz bis 45 Hz 50nA+4,9-103-7
>45Hz  bis 1 kHz 50nA+4,9-103-7]
>0,12 mA bis 1,2 mA 10Hz bis 20 Hz 0,3uA+4,8-103-1
>20Hz bis 45 Hz 03uA+1,9-103-1
>45Hz  bis 100 Hz 0,3uA+0,72-103 -]
>100Hz  bis 5 kHz 0,3uA+0,41-103-71
>1,2 mA bis 12 mA 10Hz  bis 20 Hz 2,6 UA+4,7-103-1
>20Hz bis 45 Hz 2,6 yA+1,8-103-]
>45Hz bis 100 Hz 2,6 MA+0,71-103-1
>100Hz  bis 5 kHz 2,5uA+0,4-103-71
>12 mA bis 120 mA 10Hz bis 20 Hz 25uA+4,7-103-1
>20Hz bis 45 Hz 25pA+1,8-103-7
>45Hz bis 100 Hz 25uA+0,71-103 -1
>100Hz bis 5 kHz 25uA+0,4-103-1
>0,12 A bis 1,05A 10Hz  bis 20 Hz 0,25mA+4,7-103-1
>20Hz bis 45 Hz 0,25mA+1,9-103-71
>45Hz  bis 100 Hz 0,25mA+1,0-103-71
>100Hz bis 5 kHz 0,25mA+1,3-103-71

>1,05A bis 20A 10Hz  bis 1 kHz 10 mA+0,15- 1031 | mit Shunt 10 mQ

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 15 von 28



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselstromstarke 0,1A bis <20A 45Hz  bis 1 kHz 8mA+3-103-1 |I=Messwert
Strommesszangen 20A bis <150A 45Hz  bis 440 Hz 50 mA+9-103-] | mit Spule 50 Wdg.
150A bis <1000A 0,12A+9-103-7
Gleichstromwiderstand 0,01Q bis <11Q 2mQ +50-10%-R | R = Messwert
Messgerate 11Q bis <33Q 2mQ+45-10%-R
33Q bis <1,1kQ 2mQ +40-10%-R
1,1 kQ bis <11kQ 22mQ+40-105-R
11kQ bis <110kQ 0,22Q+40-10%-R
110kQ bis <1,1 MQ 2,2Q+45-10%-R
1,1 MQ bis <3,3MQ 32Q+70-10%-R
3,3MQ bis <11 MQ 60Q2+0,14-103 R
11 MQ bis <33 MQ 2,5kQ +0,27-103-R
33 MQ bis <110 MQ 3,1kQ+0,52-103-R
110 MQ  bis <330 MQ 0,12MQ+5-103-R
330 MQ bis  <1,1GQ 0,12MQ +20-103-R
Gleichstromwiderstand 0,01 Q bis 12Q 0,1mQ+18-10%-R
Quellen >12 Q bis 120 Q 0,7mQ+15-10%-R
>120Q bis 1,2 kQ 0,7mQ+13-10%-R
>1,2kQ bis 12 kQ 7mQ+13-10°-R
>12kQ bis 120 kQ 70mQ +13-10%-R
>120kQ bis 1,2 MQ 2,2Q+18-10%-R
>1,2 MQ bis 12 MQ 0,12k +55-10%-R
>12 MQ bis 120 MQ 1,2kQ +0,55-103-R
>120 MQ bis 1,2 GQ 12kQ +5,5-103-R
Gleichstromleistung 0,1 W bis <336 W 3,3mA bis <0,33A 0,3-103-P | P=Messwert
Messgerate 1W bis <3059W 0,33 A bis <3A 0,4-103-P
10 W bis 20,9 kW 3A bis 20,5A 0,9-103-P
0,1W bis <20,9 kW 3,3mA bis <20,5A 4-103-P
10W bis <153 kW 20,5A bis <150 A 6-103-P
100 W bis 1MW 150A  bis 1 kA 8-103-P
Wechselstromwirk- 1W bis 91,8 W 33mA  bis <90 mA 1,5-103- P | Frequenzen von
leistung 1W bis 336 W 90 mA  bis <0,33A 1,0-103- P | 45 Hz bis 65 Hz
Messgerate 1W bis 917 W 0,33 A bis <09A 1,4-103-P |cos p=1
1W bis  2243W 09A bis <22A 1,2-10% P | ginphasig
10 W bis 4590 W 2,2A bis <45A 1,4-103-P
10 W bis 20,9 kW 45A bis <20,5A 1,3-103-P
1W bis <20,9kwW 33mA bis <20,5A 6-103-P
10W bis <153 kW 20,5A  bis <150 A 10-103-P
100 W bis 1MW 150A bis 1 kA 12-103-P

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Widerstand 10kQ bis  <40kQ Ul <65V 2,5-103-R | R = Messwert
Messgeréte 40 kQ bis <100 kQ Ul <400V 2,5 103-R Ul = Messspannung
100 kQ bis <200 kQ Ul <800 V 2,5-103-R
200kQ  bis <1MQ |UI <1100 V 2,5-10% R | | hohmwiderstand
1MQ bis <2 MQ Ul <1575V 3,6-103-R R
2MQ bis  <10MQ U1 <2500 V 3,610 R |2 B Isolationsmess-
10MQ bis  <1GQ 1UI < 3000 V 6,0-10°- g | gerate zur Uberpriifung
10MQ bis  <16GQ U1 < 5500 V 7,0-102. g | der elektrischen
160 bis <10GQ U1 < 3000 V 13103 g | Sicherhett
1GQ pis <10GQ |Ul <5500 V 17-103-R
10GQ bis 100 GQ |UI <5500V 40-103-R
Widerstand 100 mQ  bis <5Q 10mQ +2,3-103-R | Niederohmwiderstand
Messgerate 5Q bis <30Q 10mQ +1,7-103-R |7 B. Schutzleiterwider-
30Q bis <2000 10mQ +1,7-103- R | standmessgerit zur
200Q his <500Q 1,8-103 R | Oberprufung der
500Q bis  <10kQ 1,7-103- R | elektrischen Sicherheit
Widerstand 14 mQ 0,4 mQ Erdwiderstand
Messgerate 39 mQ 0,6 mQ Netzwiderstand
94 mQ 1mQ Schleifenimpedanz
340 mQ 1,6 mQ
490 mQ 2,1 mQ .
960 mQ 38 mQ z..B. Schutzleiter-
170 6,6 mQ W|d.t.erstandmess-
470 20 mQ gerat.e oder
90 35 mQ ErdW|de|:stand-
170 35 mQ qlessgefate zur
470 250 mQ Uberprufung <.jer _
900 400 mQ elektrischen Sicherheit
170Q 800 mQ
470 Q 20
900 Q 4Q
1,7 kQ 8Q
Ableitstrom 0,1 mA bis <0,3mA 3uA+2-103-1 | I=Messwert
Messgerate 0,3 mA bis <3mA 4uA+3-103-1 |z B. Ableitstrommess-
3mA  bis 30 mA 30 pA+3-103 -1 | gerste zur Uberpriifung
der elektrischen
Sicherheit
RCD Auslosestrom 10 mA bis 3A 12-103-1 | I=Messwert
Messgerate
RCD Ausl6sezeit 10 ms bis 5s 0,25ms+0,2-103-¢ | t=Messwert
Messgerate

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 17 von 28



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Permanentes Laboratorium

DAKKS

(

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
OszilloskopmessgréBen
Vertikalablenkung 5mVp, bis  <0,5Vpp DC, 10 Hz bis 1 kHz 40pV+2,2-103-U |Ri=50Q
0,5Vp bis 6,6 Vgp 2,2-103-U
5mVp, bis  <0,5Vp, > 1 kHz bis 10 kHz 40V +2,5-103- U
0,5 Vp, bis 6,6 Vpp 2,5-10%-U
5mVe bis <05V, DC, 10 Hz bis 1 kHz 40uV+1,5-10%-U |Ri=1MQ
0,5Vp, bis 130V, 1,5-103- U
5mVe bis <05V, > 1 kHz bis 10 kHz 40V +2,5-103- U
0,5Vye bis 130V, 2,5-103-U
Horizontalablenkung 1ns bis 20 ms 2,5-10%-¢r |Ri=500Q
>50ms bis 5s (25-106+1-103-%).¢ |1=Zeitins
s ts = eingestellte Zeit in
3
Bandbreite 5mV bis 55V 50 kHz  bis 100 MHz 30-103-f |Ri=50Q
>100 MHz  bis 300 MHz 35-103-f
>300 MHz  bis 600 MHz 45-103 . f
Anstiegszeit 0,5ns bis 10 ms 5 mV bis 2,5V bei 50-103-t, |t = Anstiegszeit
1 kHz bis 10 MHz
Eingangswiderstand 40Q bis 60 Q 2-103-R | R =Messwert
50 Q nomineller
Eingangswiderstand
500 kQ bis 1,5 MQ 2-103-R | R=Messwert
1 MQ nomineller
Eingangswiderstand
Zeit und Frequenz
Frequenz 1Hz bis 2,2 GHz 2-10%0.f+ Urr | f, t=Messwert
Urt, Urt =
Zeitintervall 1lps bis 10s 2100+ Ur+1 ns | Triggerunsicherheit

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

(

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit *
Lange
Prifplatten * bis 50 um | VDI/VDE/DGQ 2618 1,1um+2,7-10%-1 |I=gemessene Linge
Ebenheitsabweichung Blatt 6.2:2014 Mit Neigungsmess-
bis Kantenldnge 8 m gerat
vertikale Léngenmess- 0mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,0um+1,4-10%-/ bis 1000 mm
gerate * Blatt 16.1:2009 Flhrungslange
Geradheit- und Recht- bis 40 um 3 um
winkligkeitsabweichung
Horizontale 0mm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,12 um + 0,07 - 10% -/ | mit einem
Langenmessgerate * Blatt 17.1:2015 Laserinterferometer
Omm bis 200 mm 0,12 um +0,6 - 106/ | mit ParallelendmaRen
Héhenmessschieber * 0mm bis 600 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 [ = gemessene Lange

mit Skalenanzeige

mit Ziffernanzeige

Blatt 9.3:2006

30um+30-106-/

20um +30-10%-/

Koordinatenmesstechnik
Messprojektoren,
Messmikroskope *

Gerdte mit einer Mess-
ebene mit einer Flachen-
diagonalen

<900 mm

Kalibrierung der

messtechnischen Eigenschaften

nach Richtlinie:

DKD-R 4-3 Blatt 18.1:2018
sowie den unten genannten
Normen und Richtlinien
DIN EN ISO 10360

VDI/VDE 2617

Bestimmung der Antast-
abweichung Mal} Psx und Psy
mittels eines StrichmaRstabes
aus Glas gemaR

VDI/VDE 2617 Blatt 6.1:2019

0,8 um

Bestimmung der Langen-
messabweichung Eux, Euy und
Euxy mittels eines
StrichmaRstabes aus Glas
gemal

DIN EN ISO 10360-7:2011

1,6 um+1-10%-/

[ = gemessene Lange

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Mobiles Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Lange
Rachenlehren *
5mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/ [ = gemessene Lange
Blatt 4.7:2005
Messschieber fiir AuRen-, 0mm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30 um+30-106-/
N : * .
Innen- und TiefenmaRe >300 mm bis 1500 mm Blatt 9.1:2006 50 um + 30 - 10° - /
Tiefenmessschieber * 0mm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30um +30-106-/
>300mm bis 1000 mm | Blatt 9.2:2006 50 um +30 - 10° - /
Hohenmessschieber * 0mm bis 600 mm | VDI/VDE/DGQ 2618
mit Skalenanzeige Blatt 9.3:2006 30um+30-106-/
mit Ziffernanzeige 20 um +30-106-/
Blgelmessschrauben * 0mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/ [ = Messbereichs-
>100mm bis 500 mm | Blatt 10.1:2001 4um+10-106.] | endwert
>500 mm bis 1000 mm 5um+10-10°-/
Blgelmessschrauben bis 100 mm | TK2:2021-02 5um+10-10%-d d = gemessener
nach DIN 863-3 Form D10 Durchmesser
EinstellmaRe fiir 25 mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+20-10°¢-] [ = gemessene Linge
Blgelmessschrauben * Blatt 4.4:2009
Innenmessschrauben 3 mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 4um+10-10%-d d = gemessener
mit 3-Linien-Beriihrung * Blatt 10.8:2002 Durchmesser
Innenschnellmessgerate 3 mm bis 200 mm | TK 57:2021-02 2um+20-10%-d
Messuhren * bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3,2um+10-10°%-/ [ = gemessene Linge
Skalenteilungswert Blatt 11.1:2021
>1um
Skalenteilungswert 2,8um+11-10%-/
<lum
Feinzeiger * bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,9 um
Blatt 11.2:2002
Fuhlhebelmessgerate * bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2 um
Blatt 11.3:2002
Messuhren * bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°%-]
mit Ziffernanzeige Blatt 11.4:2020
Dickenmessgerate * VDI/VDE/DGQ 2618
Skalenteilungswert 0mm bis 30 mm | Blatt 12.1:2005 1,1um+8-106-/
1pum
Skalenteilungswert 6 um
10 pm
Flhlerlehren 10 um bis 2 mm | TK 19:2021-02 1,7 um

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
10.07.2023

Gultig ab:

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Mobiles Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Hebelmessgerate 0mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 6 um
(Schnelltaster) fur Blatt 12.1:2005
AuBenmessung *
Hebelmessgerate 2,5mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 6 um
(Schnelltaster) fur Blatt 13.1:2005
Innenmessung *
Innenmessschrauben 25 mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%-]
mit 2-Punkt-Berihrung * | 100 mm bis 500 mm Blatt 10.7:2010 4um+10-10%- [
>500 mm bis 1000 mm 5um+10-10°-/
Verlangerung fur 25 mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+20-10¢-]
Innenmessschrauben mit Blatt 10.7:2010
2-Punkt-Beriihrung *
Blgelmessschrauben mit 0mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-]
auswe.chs.felbaren >100mm bis 300 mm | Blatt 10.2:2010 5um+10- 105/
Messeinsatzen *
Feinzeiger- 0mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-] [ = gemessene Linge
messschrauben * Blatt 10.3:2002
Einbaumessschrauben * 0mm bis 50 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-]
Blatt 10.4:2008
Tiefenmessschrauben * 0mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-]
>100mm bis 500 mm | Blatt 10.5:2010 4um+10-10% -]
Innenmessgerate mit 1 mm bis 800 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2,3 um Messweg bis 3 mm
2-Punkt-Beriihrung * Blatt 13.2:2005
Form I —1ll
Winkelmesser * 0° bis 360° | VDI/VDE/DGQ 2618
Ebenheitsabweichung Blatt 7.2:2008 5um
Parallelitatsabweichung 5um
Winkel *
Skalenteilungswert 5 0° bis 360° 4
Skalenteilungswert 1° 0° bis 180° 24°
Einstelldorne * 1mm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 d = gemessener
Durchmesser Blatt 4.1:2006, Durchmesser
Option 3, Option 4 0,8um+3-10°-d
Einstellringe * 2 mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618
Durchmesser Blatt 4.1:2006
Option 3, Option 4 0,8um+3-10°-d
Prifstifte / Gewinde- VDI/VDE/DGQ 2618
prifstifte * Blatt 4.2:2007,
Durchmesser 0,17 mm bis 50 mm | Option 1 0,8 um
Elektrische Messtaster 0mm bis 10 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2 um
und Anzeigegerat * Blatt 14.1:2010
Schichtdickenmessgerate bis 20 mm | TK 91:2021-07 0,7um +180-10%-/ |/=gemessene Linge

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 21 von 28
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Mobiles Laboratorium

(

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gewindelehren *
eingangige zylindrische
AuRen- und Innengewin-
de mit geradlinigen
Flanken, symmetrischem
Profil und Nennprofil-
winkel 55° bis 60°
AuBengewinde Nenndurchmesser: VDI/VDE/DGQ 2618
mit Nennsteigung 2mm bis 200 mm Blatt 4.8:2006 (Option 1) 2,8um+10-10°-d d = Nenndurchmesser
0,25 mm bis 5,5 mm Dreidrahtmethode
Einfacher Flanken- (senkrecht zur Gewindeachse)
durchmesser
Innengewinde Nenndurchmesser: VDI/VDE/DGQ 2618
mit Nennsteigung 4mm  bis 200 mm | Blatt 4.9:2006 (Option 1) 2,8 um+10-10%-d
0,7 mm bis 6,0 mm Zweikugelmethode
Einfacher Flanken- (senkrecht zur Gewindeachse)
durchmesser
Gleichstrom und
Niederfrequenz
Gleichspannung 1mV bis <330mV 2,0uV+35-10%- U | U=Messwert
Messgerate 0,33V bis <33V 3,0uv+16-10°-U
3,3V bis <33V 244V +18-10%- U
33V bis <330V 0,2mV+24-10%-U
330V bis <1000V 1,7mV+24-10%- U
Gleichspannung 10mV bis 120 mV 20uv+12-10%-U
Quellen >0,12V bis 1,2V 2,0uv+10-10°-U
>1,2V bis 12V 2,5uv+10-10°-U
>12V bis 120V 35uV+14-10°-U
>120V bis 1050 vV 0,1mV+22-10%-U
Wechselspannung 1mV bis <33 mV 10Hz bis 45 Hz Suv+1,0-103-U
Messgerate >45Hz  bis 10 kHz 8uv+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 8uV+0,25-103-U
>20kHz bis 50 kHz Suv+1,3-103-U
>50kHz bis 100 kHz 15uv+4,2-103-U
>100 kHz  bis 500 kHz 60uV+10-103-U
33mV bis <330mV 10Hz bis 45 Hz 10uv+0,4-103-U
>45Hz bis 10 kHz 10uvV+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 10uv+0,2-103-U
>20kHz bis 50 kHz 10uv+0,43-103-U
>50kHz bis 100 kHz 40 uv +0,95-103-U
>100 kHz  bis 500 kHz 85uV+25-103-U
0,33V bis <33V 10Hz bis 45 Hz 60uvV+0,4-103-U
>45Hz bis 10 kHz 75uV+0,2-103-U
>10kHz bis 20 kHz 75uV +0,24-103-U
>20kHz bis 50 kHz 60uV+0,35-103- U
>50kHz bis 100 kHz 0,15mV +0,85-103-
>100 kHz bis 500 kHz U

0,7mV+3-103-U

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01 Akkreditierungsstelle

Mobiles Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselspannung 3,3V bis <33V 10Hz bis 45Hz {0,75mV +0,38-103- U = Messwert
Messgerate >45Hz  bis 10 kHz 0,7mV+0,2-103-
>10kHz bis 20 kHz 0,7mV +0,29 - 103 -
>20kHz bis 50kHz | 0,7mV+0,42-103-
>50kHz bis 100 kHz 1,9mvV+1,1-103-
33V bis <330V 10Hz bis 45 Hz 2,AmV +0,24-103-
>45Hz bis 10 kHz 7mV+0,25-103-
>10kHz bis 20 kHz 7mV+0,31-103-
>20kHz bis 50 kHz 7mV+0,37-103-
>50kHz bis 100 kHz 58mV+2,4-103-
330V bis <1000V 45Hz  bis 1 kHz 13 mV+0,35-103-
>1kHz bis 5 kHz 13 mV +0,30- 103 -
>5kHz bis 10 kHz 13 mV +0,35-103-
Wechselspannung 10 mV bis 120 mv 10Hz bis 40 Hz 25uvV+0,11-103-
Quellen >40Hz bis 1 kHz 20 WV +0,11-103-
>1kHz bis 20 kHz 20 uvV +0,19 - 103 -
>20kHz bis 50 kHz 20 uvV +0,38-10°3-
>50kHz  bis 100 kHz 20uvV+1-103-
>100 kHz  bis 300 kHz 20UV +4,2-103 -
>0,12V bis 1,2V 10Hz bis 40 Hz 60 uvV +0,10- 103 -
>40Hz bis 1 kHz 40UV +0,10-103-
>1kHz bis 20 kHz 40V +0,18-103 -

>20kHz bis 50 kHz 40 uv +0,37 - 103 -
>50kHz bis 100 kHz 40 uv +1,15-103 -
>100kHz  bis 300 kHz 0,15mV+4-103-

>300 kHz bis 1 MHz 0,15mV +17-103-

>1,2V bis 122V 10Hz bis 40 Hz 0,6 mV+90-10°6-
>40Hz bis 1 kHz 0,3mV+88-10°-

>1kHz bis 20 kHz 0,3mV+0,17-103-

>20kHz bis 50 kHz 0,3mV+0,36-103-

>50kHz bis 100 kHz 0,3mV+1,1-103-
>100 kHz  bis 300 kHz 1,5mV+3,8-103-

TCCCTIITCCCICCTCCTCTICC S|t oaoc

>300 kHz bis 1 MHz 1,5mV+15-103-

>12V bis 120V 10Hz bis 40 Hz 6mV+0,25-103-
>40Hz bis 1 kHz 3mV+0,25-103-

>1kHz bis 20 kHz 3mV+0,25-103-

>20kHz bis 50 kHz 3mV+0,45-103-

>50kHz bis 100 kHz 3mV+1,6-103-

>120V bis 700V 10Hz bis 40 Hz 60 mV +0,5-103-
>40Hz bis 1 kHz 30mV+0,5-103-

>1kHz bis 20 kHz 30mV+0,75- 103 -

>20kHz bis 50 kHz 30mV+1,6-103-

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 23 von 28
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Mobiles Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichstromstarke 10 pA bis <330 pA 0,1uA+0,22-103-7 |I=Messwert
Messgerate 0,33 mA bis <3,3mA 0,1uA+0,15-103-71
3,3 mA bis <33 mA 0,3uA+0,15-103-7]
33mA bis <330mA 3uA+0,15-103-7
0,33 A bis <1,1A 50uA+0,24-103-71
1,1A bis <3A 50uA+0,45-103 ]
3 A bis <11A 0,6 mMA+0,60-103-7
11 A bis <20,5A 1,8mA+1,3-103-1
Gleichstromstarke 10 pA bis 120 pA 1nA+24-10%-1
Quellen >0,12 mA bis 1,2 mA 6nA+24-10%-]1
>1,2 mA bis 12 mA 60nA+24-106-1
>12 mA bis 120 mA 0,6 MA+42-10°-]
>0,12 A bis 1,05A 60uA+0,12-103 -]
>1,05A bis 20A 0,3mA+18-10°%-1 | mit Shunt 10 mQ
Gleichstromstarke 0,1A bis <20A 2mA+2-103-71
Strommesszangen 20A bis < 150A 0,2A+5-103-] | mit Spule 50 Wdg.
150 A bis 1000 A 0,5A+5-103-7
Wechselstromstarke 30 uA bis <330 pA 10Hz bis 20 Hz 0,3uA+2,4-103-1
Messgerate >20Hz bis 45 Hz 03uA+1,8-103-1
>45Hz  bis 1 kHz 0,3uA+1,5-103-1
>1kHz bis 5 kHz 0,3uA+3,6-103-1
>5kHz bis 10 kHz 0,4uA+9,5-103-7
0,33 mA bis <3,3mA 10Hz bis 20 Hz 0,3uA+2,4-103-1
>20Hz bis 45 Hz 0,3puA+1,5-103-7
>45Hz bis 1 kHz 0,3puA+1,2-103-7
>1kHz bis 5 kHz 0,4puA+2,5-103-1
>5kHz bis 10 kHz 0,5uA+6,1-103-1
3,3 mA bis <33 mA 10Hz bis 20 Hz 2,5uA+2,1-103-71
>20Hz bis 45 Hz 2,5pA+1,2-103-]
>45Hz  bis 1 kHz 2,5pA+0,5-103-1
>1kHz bis 5 kHz 2,5uA+1,1-103-71
>5kHz bis 10 kHz 3,8uA+2,6-103-71
33mA bis <330mA 10Hz bis 20 Hz 25pA+2,1-103-1
>20Hz bis 45 Hz 25pA+1,2-103-7
>45Hz bis 1 kHz 25puA+0,5-103-7
>1kHz bis 5 kHz 60 A +1,3-103-1
>5kHz bis 10 kHz 0,13 mA+2,8-103-71
0,33 A bis <1,1A 10Hz bis 45 Hz 0,13 mA+2,2-103-]1
>45Hz  bis 1 kHz 0,13mA+0,6-103-71
>1kHz bis 5 kHz 1,2mA+7-103-1
>5kHz bis 10 kHz 59mA+30-103-7
1,1A bis <3A 10Hz bis 45 Hz 0,13 mA+2,2-103-71
>45Hz  bis 1 kHz 0,13 mA+0,7-103-71
>1kHz bis 5 kHz 1,2mA+7-103-1
>5kHz bis 10 kHz 59mA+30-103-7

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 10.07.2023
Ausstellungsdatum: 10.07.2023 Seite 24 von 28
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Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

DAKKS
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MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselstromstarke 3A bis <11A 45Hz  bis 100 Hz 2,4mA+0,73-103-1 | I=Messwert
Messgerate >100Hz bis 1 kHz 2,AmA+1,3-103-71
>1kHz bis 5 kHz 2,AmA+35-103-7/
11 A bis <20,5A 45Hz  bis 100 Hz 6mA+1,6-103-71
>100Hz bis 1 kHz 6mA+1,8-103-7
>1kHz bis 5 kHz 6mA+35-103-71
Wechselstromstarke 10 pA bis 120 pA 10Hz bis 20 Hz 50nA+4,9-103-71
Quellen >20Hz bis 45 Hz 50nA+4,9-103-7
>45Hz bis 1 kHz 50nA+4,9-103-1
>0,12 mA bis 1,2 mA 10Hz bis 20 Hz 0,3uA+4,8-103-1
>20Hz bis 45 Hz 0,3uA+1,9-103-1
>45Hz bis 100 Hz 0,3uA+0,72-103-71
>100 Hz  bis 5 kHz 0,3uA+0,41-103-7
>1,2mA bis 12 mA 10Hz bis 20 Hz 2,6 UA+4,7-103 -]
>20Hz bis 45 Hz 2,6 MA+1,8-103-71
>45Hz bis 100 Hz 2,6 MA+0,71-103-1
>100Hz bis 5 kHz 2,5uA+0,4-103-]
>12mA bis 120 mA 10Hz bis 20 Hz 25puA+4,7-103-1
>20Hz bis 45 Hz 25puA+1,8-103-1
>A45Hz  bis 100 Hz 25puA+0,71-103 -1
>100Hz bis 5 kHz 25uA+0,4-103-1
>0,12 A bis 1,05A 10Hz bis 20 Hz 0,25mA+4,7-103-]1
>20Hz bis 45 Hz 0,25mA+1,9-103-7
>45Hz bis 100 Hz 0,25mA+1,0-103-71
>100 Hz  bis 5 kHz 0,25mA+1,3-103-71
>1,05A bis 20A 10Hz bis 1 kHz 10 mA +0,15-103 -1 | mit Shunt 10 mQ
Wechselstromstarke 0,1A bis <20A 45Hz  bis 1 kHz 8mA+9-103-7
Strommesszangen 20A bis <150 A 45Hz  bis 440 Hz 50 mA+9-103-] | mit Spule 50 Wdg.
150 A bis <1000 A 0,12A+9-103-71
Gleichstromwiderstand 0,01Q bis <11Q 2mQ +50-10%-R | R = Messwert
Messgerate 11Q bis <33Q 2mQ +45-10%-R
33Q bis <1,1kQ 2mQ+40-10°-R
1,1 kQ bis <11 kQ 22mQ+40-10%-R
11 kQ bis <110 kQ 0,22Q+40-10%-R
110kQ bis <1,1 MQ 2,2Q+45-10%-R
1,1MQ bis <3,3MQ 32Q+70-10%-R
3,3MQ bis <11 MQ 60Q+0,14-103-R
11 MQ bis <33 MQ 2,5kQ +0,27-103-R
33 MQ bis <110 MQ 3,1kQ +0,52-103-R
110 MQ bis <330 MQ 0,12MQ+5-103-R
330 MQ  bis <1,1GQ 0,12MQ +20-103-R

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichstromwiderstand 0,01Q bis 120 0,1mQ+18:-10%-R | R = Messwert
Quellen >12Q bis 120 Q 0,7mQ+15-10%-R
>120Q bis 1,2 kQ 0,7mQ+13-10%-R
>1,2kQ bis 12 kQ 7mQ+13-10%-R
>12kQ bis 120 kQ 70mQ+13-10°-R
>120kQ bis 1,2 MQ 2,2Q+18-10%-R
>1,2 MQ bis 12 MQ 0,12kQ +55-10%-R
>12 MQ bis 120 MQ 1,2kQ +0,55- 103 - R
>120 MQ bis 1,2 GQ 12kQ +5,5-103-R
Gleichstromleistung 0,1 W bis <336 W 3,3mA bis <0,33A 0,3:103-P | P=Messwert
Messgerate 1W bis <3059W 0,33 A bis <3A 0,4-103-P
10 W bis 20,9 kW 3A bis 20,5A 0,9-103-P
0,1W bis <20,9kW 3,3mA bis <20,5A 4-103-P
10 W bis <153 kW 20,5A bis <150 A 6-103-P
100 W bis 1MW 150 A  bis 1 kA 8-103.-P
Wechselstromwirk- 1W bis 91,8 W 33mA bis <90 mA 1,5-103- P | Frequenzen von
leistung 1W bis 336 W 90 mA  bis <0,33A 1,0-103-P |45 Hzbis 65 Hz
Messgerate 1W bis 917 W 0,33A bis <0,9A 1,4-103-P |cosp=1
1W bis 2243w 09A bis <22A 1,2:10%-P | ginphasig
10 W bis 4590 W 2,2A  bis <45A 1,4-103-P
10 W bis 20,9 kW 45A bis <20,5A 1,3-103-P
1W bis <20,9kW 33mA  bis <20,5A 6-103-P
10 W bis <153 kW 20,5A bis <150 A 10-103-P
100 W bis 1MW 150 A  bis 1 kA 12-103-P
Widerstand 10kQ  bis <40kQ Ul <65V 2,5-103- R | R = Messwert
Messgerate 40kQ bis <100 kQ Ul <400V 2,5 103-R Ul = Messspannung
100kQ pis <200 kQ IUI <800V 2,5-10%- R | Hochohmwiderstand
200 kQ bis <1MQ Ul <1100 V 25-10%-R |, 4
LMQ bis <2MQ IU1<1575V 3,6-102-R Is.ollationsmess erite zur
2MQ  bis <10 MQ |U| < 2500 V 3,6-103-R Ub . g
. erprifung der
10MQ - bis <160 |U1 <3000V 6,0-10%- R | | oytrischen Sicherheit
10MQ  bis <1GQ |UI <5500 V 7,0-103-R
1GQ bis <10GQ |U| <3000V 13-103-R
1GQ bis <10 GQ |UI <5500V 17-103-R
10GQ bis 100 GQ |UI <5500 V 40-103-R
Widerstand 100 mQ  bis <50 10mQ +2,3-103-R | R=Messwert
Messgerite 5Q bis <30Q 10mQ +1,7-103- R | Niederohmwiderstand
30Q bis <2000 10mQ +1,7-10%-R | ; B schutzleiter-
200Q bis <5000 1,8-10° R | widerstandmessgerit
500 Q bis <10kQ 1,7-103-R

zur Uberpriifung der
elektrischen Sicherheit

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
10.07.2023

Gultig ab:

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Widerstand 14 mQ 0,4 mQ Erdwiderstand
Messgerate 39 mQ 0,6 mQ Netzwiderstand
94 mQ 1mQ Schleifenimpedanz
3;3 mQ 1,6 mQ z. B. Schutzleiter-
430 mQ 2,1 mQ widerstandmess-
960 mQ 3,8 mQ - d
170 66 ma geréte oder
’ ¢ Erdwiderstand-
4,7Q 20 mQ x
messgerate zur
9Q 35 mQ - ;
a 35 mO) Uberprifung der
1 >m elektrischen Sicherheit
47 Q 250 mQ
90 Q 400 mQ
170Q 800 mQ
470 Q 20
900 Q 4Q
1,7 kQ 8Q
Ableitstrom 0,1 mA bis <0,3mA 3uA+2-103-1 | I=Messwert
Messgerate 0,3 mA bis <3mA 4uA+3-103-1 | B. Ableitstrommess-
3mA bis 30 mA 30pA+3- 1031 gerdte zur Uberprufung
der elektrischen
Sicherheit
RCD Auslésestrom 10 mA  bis 3A 12-103 .1 |I=Messwert
Messgerate
RCD Auslosezeit 10 ms bis 5s 0,25ms+0,2-103-¢ | t=Messwert
Messgerate
OszilloskopmessgréBen
Vertikalablenkung 5 mVp, bis <0,5Vpp DC, 10 Hz bis 1 kHz 40pV+2,2-103-U |[Ri=50Q
0,5 Vpp bis 6,6 Vpp 2,2-103-U
5mVee bis  <0,5V,, > 1 kHz bis 10 kHz 40V +2,5-103- U
0,5 Vp, bis 6,6 Vpp 2,5-10%-U
5mVee Pis  <0,5V,, DC, 10 Hz bis 1 kHz 40uV+1,5-10%-U |Ri=1MQ
0,5 Vp, bis 130 Vip 1,5-103- U
5mVee Pis  <0,5V,, > 1 kHz bis 10 kHz 40V +2,5-103- U
0,5V bis 130 Vyp 2,5-103-U
Horizontalablenkung 1ns bis 20 ms 2,5-10%-¢r |Ri=500Q
>50ms bis 5s (25-106+1-103-%). |1="Zeitins
$ ;6= eingestellte Zeit in
3
Bandbreite 5mV bis 55V 50 kHz bis 100 MHz 30-103-f |Ri=50Q
>100 MHz  bis 300 MHz 35-103-f
>300 MHz  bis 600 MHz 45-103 . f
Anstiegszeit 0,5ns bis 10 ms 5 mV bis 2,5V bei 50-103-t |t =Anstiegszeit

1 kHz bis 10 MHz

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
10.07.2023

Gultig ab:

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15118-01-01

Mobiles Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Eingangswiderstand 40Q bis 60 Q 2-103-R | R =Messwert

50 Q nomineller
Eingangswiderstand

500 kQ bis 1,5MQ

2-103-R | R = Messwert

1 MQ nomineller
Eingangswiderstand

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DGQ

DIN

DKD
EURAMET
TK

VDE

VDI

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)
Deutsche Gesellschaft fur Qualitat e.V.

Deutsches Institut fir Normung e.V.
Deutscher Kalibrierdienst

European Association of National Metrology Institutes
Kalibrieranweisung der Kessler-QMP GmbH

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
Verein Deutscher Ingenieure e.V.

s Schragungswinkel

d Teilkreisdurchmesser

dp Grundkreisdurchmesser

F, Profilgesamtabweichung

JHa Profilwinkelabweichung

fro Profilformabweichung

Fp Flankenliniengesamtabweichung

Jip

Jup
F
I

Lu
Lg
My

Flankenlinienabweichung
Flankenlinienwinkelabweichung
Gesamtteilungsabweichung
Einzelteilungsabweichung
Profilauswertebereich
Flankenlinienauswertebereich
Normalmodul

1 Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

10.07.2023

Ausstellungsdatum: 10.07.2023
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